
From Eye to Insight

기술 청정도는 품질 관리에서 핵심적인 역할을 합니다. 다양한 산업의 성능, 수명 및 전반적인 제품 품질을 
결정하기 때문입니다. 자동차 부품 및 전자 구성요소, 윤활유, 유압유, 오일 및 제약 제품이 여기에 해당합
니다. 품질을 보장하기 위해서는 안정적이고 효율적인 청정도 분석이 필요합니다.

공급업체와 제조업체는 라이카마이크로시스템즈의 효율적이고 믿을 수 있는 청정도 분석 솔루션을 사용
하면 입자량, 크기 및 구성을 분석하여 제품 성능과 수명을 향상시킬 수 있습니다.

Leica 청정도 분석 솔루션의 이점

청정도 분석 솔루션
신속한 오염 타겟 

결과를 빠르게 분석
더 짧은 시간에 더 많이 분석하
여 처리량을 늘립니다.

더 많은 입자 정보 획득
입자 원천에 대한 더 많은 정보
를 확보하여 위험 평가를 향상
하고 더욱 확실한 의사 결정을 
내립니다.

현재와 미래의 요건 모두 대응
하는 유연성
지금 필요한 모든 요건을 충족
하고 변화하는 요건에 대비합
니다.



고객의 필요에 적합한 청정도 분석 솔루션

국제 및 지역 표준을 따를 뿐만 아니라 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤 구성을 선택할 수 있어 효율적이
고 신뢰도 높은 입자 계수 및 분류를 실시할 수 있습니다.  

LEICA의 소식을 
놓치지 마세요!

Leica Microsystems GmbH | Ernst-Leitz-Strasse 17–37 | D-35578 Wetzlar

Tel. +49 (0) 6441 29-0 | F +49 (0) 6441 29-2599

www.leica-microsystems.com
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표준: 고급: 전문가:
Cleanliness Expert 분석 소프트
웨어가 포함된 M125 C 인코딩 실
체 현미경

DM6 M 현미경, K3 카메라 및 
Cleanliness Expert 분석 소프트
웨어

LIBS, K3 카메라 및 Cleanliness 
Expert 분석 소프트웨어가 포함된 
DM6 M 현미경소프트웨어

10μm 미만의 입자 크기 5μm 미만의 입자 크기 5μm 미만의 입자 크기
금속 및 비금속 입자의 수동 구별 금속과 비금속 입자, 입자와 섬유 간 

완전 자동 인식
금속과 비금속 입자, 입자와 섬유 간 
완전 자동 인식

X 및 Y의 입자 측정 X, Y, Z의 입자 측정 X, Y, Z의 입자 측정

동시 입자 구성 식별

샘플 운반 및 추가 샘플 준비 필요 
없음

https://www.leica-microsystems.com/

